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Реферат:
1. Дисертації присвячена дослідженню ПЕЯР обірваних зв'язків в пористому кремнії, зубній емалі та фулериті
С60. Встановлені загальні властивості та особливості центрів цього типу і сигналів ПЕЯР від них в різних
матрицях. Резонансні лінії у всіх випадках були зосереджені поблизу ядерних ларморівських частот і
обумовлені кристалічним, матричним та порошковим типами ПЕЯР. З досліджень сигналів кристалічного
ПЕЯР в пористому кремнії визначено константи НТВ Pb-центрів з протонами, які асоційовані з обірваними
зв'язками, уточнена модель центру. З аналізу спектрів порошкового ПЕЯР в опроміненій емалі знайдено
константи НТВ СО2- радикала з ядрами фосфору та водню і визначено місце локалізації цього дефекту в
гратці біоапатиту. Вивчення ПЕЯР в фулериті показало, що обірвані зв'язки в ньому, як і в пористому кремнії,
асоційовані з атомами водню, які знаходяться на відстані r = 1 нм від дефекту. Знайдена і пояснена кореляція
між шириною лінії ПЕЯР, НВЧ потужністю та концентрацією обірваних зв'язків. Запропоновано новий метод
ЕПР дозиметрії з визначенням типу опромінення,який базується на ЕПР томографії.



2. The dissertation is devoted to study of the ENDOR of dangling bonds in porous silicon, tooth enamel and
fullerite С60. The general properties and distinctive features of these centers and their ENDOR signals in different
matrix are found. Resonance lines are centered about nuclear Larmor frequencies and caused by crystalline,
matrix and powder types of ENDOR. The study of crystalline ENDOR signals in porous silicon allows to define the
SHF constants of Pb-centers with protons interacting with dangling bonds and to clarify the model of this center.
The analyses of powder ENDOR spectra in irradiated tooth enamel permits to define SHF constants of СО2-
radical with phosphorus and hydrogen nuclei and to determine the radical location in bioapatite lattice. The study
of ENDOR in fullerite has shown that its dangling bonds interact with hydrogen nuclei similar to porous silicon.
These protons are at a distance about r = 10 A from defect. The correlation between ENDOR linewidth, microwave
power and concentrat ion of dangling bonds has been found. A new method of EPR dosimetry based on EPR
imaging permitting to define irradiation type has been proposed.
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